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1.

Potieby: podloZni sklo, kryci skli&ko, destilovana voda,
Ziletka (skalpel), preparac¢ni jehla, pinzeta, Stétecdek,
sklené&na ty&inka, potfebn& barviva, filtraéni papir.

Do stfedu podloZniho skli¢ka umistit kapku vody.

Do kapky vody vloZit pFipraveny preparat (ng opac&né: vodu

na tez - vznika mnoho vzduchovych bublin piimo
v preparatu) . 2
Objekt pfekryt krycim sklikem Sikmo pfiloZenym

k podloZnimu sklu a pak zlehka pfeklopit na preparat.

Podle potfeby p¥ebyte&nou vodu odsat filtra&nim papirém,
nebo naopak pfidat kapatkem pfiloZenym ke krycimu skli&ku.
Vnéjsi plochy kryciho a podloZniho skla musi byt p#i
poloZeni na stolek suché.

Postup pri_mikroskopovani

1z

zakladni postaveni mikroskopu - drZakem k sob&, nastaveny
objektiv nejmen3iho zv&tSeni, oteviena clona.

Nastavit spravné osvétleni zorného pole. Celé kruhové zorné
pole je jasné Silé, stejnomé&rné& osvétlené.

Pfipevnit na stolek mikroskopu preparidt, objekt umistit asi
do stfedu nad Eo&ku kondenzoru.

PEibliZit stolek s preparatem do bezprostfedni blizkosti
objektivu.

Hrubym posuvem vzddlenost objektivu od prepardtu zvySovat
(divat_ se do mikroskopu), aZ se objevi prepardt v zorném
poli. Nepodaf¥i-li se obraz najit, pfiv#it clonu a postup
opakovat .

Preparat doostfit pomoci mikrometrického Sroubu pfi sou&asné
manipulaci s clonou - pro spravné prosvétleni obrazu.

Podle men3iho zvét3eni /objektiv 3, 6, 10/ zakreslit schéma
preparatu ve spravném vzadjemném pomé&ru jednotlivych pletiv
a struktur studovaného objektu.

NejlepSi ¢&&st preparatu umistit do stfedu zorného pole a
obraz zvé&tsit tak, Ze se nastavi objektiv nejbliz3iho
zvé&tSeni znovu odostfit a obraz vyjasnit.

Podle velkého zvét3eni dokreslovat detaily obsahu
jednotlivych bun&k pletiv, nebo vrstev.




